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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15077-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 17.04.2025
Ausstellungsdatum: 17.04.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Kolb & Baumann GmbH & Co. KG
DaimlerstraBe 24, 63741 Aschaffenburg

mit dem Standort

Kolb & Baumann GmbH & Co. KG
DaimlerstraBe 24, 63741 Aschaffenburg

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgréen
Lange
— ParallelendmaBe
— Langenmessmittel
— Lingenmessgerite
— Durchmesser
— Formabweichung 3 auch Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und (iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Lange
Parallelendmale 0,5 mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Fiir das MittenmalR: [ = Lange des Malies

aus Stahl nach
DIN EN ISO 3650:1999

in den NennmaRen der
Normale

Parallelendmale aus
Keramik oder
Wolframkarbid nach
DIN EN ISO 3650:1999

0,5mm bis 100 mm

in den NennmaRen der
Normale aus Stahl

Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung
des MittenmaRes I vom
NennmalR /x durch Unter-
schiedsmessung
Messung der Abweichun-

0,05 um+0,5-10°%-1
Fir die Abweichungen

fo und fu vom MittenmaR:

0,05 um

gen fo und fu vom Mitten-
maf durch 5-Punkte-Unter-
schiedsmessung

Fir das Mittenmal3:
0,07 um +0,6 - 10 -/
Fir die Abweichungen

Jfo und fu vom MittenmaR:

0,05 um

Parallelendmalie
aus Stahl nach
DIN EN ISO 3650:1999

0,5 mm bis 100 mm

unubliche NennmaRe

unter Verwendung des
Laserlanghub-Tasters SIOS
LM 20 gegen ein
Vergleichsnormal dessen
NennmaR um nicht mehr als
10 mm vom Nennmal des
Priflings abweicht

Parallelendmale aus
Keramik oder
Wolframkarbid nach
DIN EN ISO 3650:1999

0,5 mm bis 100 mm

unubliche NennmafRe

unter Verwendung des
Laserlanghub-Tasters SIOS
LM 20 gegen ein
Vergleichsnormal dessen
NennmaR um nicht mehr als
10 mm vom Nennmal des
Priiflings abweicht

VDI/VDE/DGQ 2618

Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung
des MittenmaRes I vom
NennmalR /x durch Unter-
schiedsmessung

Messung der Abweichun-
gen fo und fu vom Mitten-
maf durch 5-Punkte-Unter-

Fir das Mittenmal3:
0,05 um+0,5-10°%-1
Fir die Abweichungen

fo und fu vom MittenmaR:

0,05 um

schiedsmessung

Flr das MittenmalR:
0,07 um +0,6 - 10 -/
Fir die Abweichungen

Jfo und fu vom MittenmaR:

0,05 um

Messflachenqualitat
entsprechend den
Festlegungen im QMH
bzw. in den
Arbeitsanweisungen

Glltig ab:

17.04.2025

Ausstellungsdatum: 17.04.2025
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Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Parallelendmale 100 mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Fir das Mittenmal3:

aus Stahl nach
DIN EN ISO 3650:1999

in den NennmaRen der
Normale

Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung
des MittenmaRes I vom
NennmalR /x durch Unter-
schiedsmessung
Interferentielle Messung
der Abweichungen f, und fu
vom MittenmaR

0,05 um+0,5-10°%-1
Jfo und fu vom MittenmaR:
0,05 um

Parallelendmalie

aus Stahl oder
Wolframkarbid nach
DIN EN ISO 3650:1999

0,2 mm bis <0,5mm

in den NennmaRen der
Normale

VDI/VDE/DGQ 2618

Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung
des MittenmaRes [c vom
NennmaR /x durch Unter-
chiedsmessung

Fir die kleinsten Messun-
sicherheiten sind Anschieb-
barkeit und Anschubmerk-
male beider Messflachen
des Kalibriergegenstandes
mit einer geeigneten Plan-
glasplatte zu priifen

Fir das Mittenmal3:
0,15 um

Paare von Parallelend- 0,5 mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Fir die Differenz der
mafen aus Stahl oder Blatt 3.1:2004 Mittenmalle der Paare:
Wolframcarbid nach Messung der Differenz der | 0,03 pm
DIN EN ISO 3650:1999 MittenmaRe von Fir die Abweichungen
ParallelendmaRpaaren vom MittenmaR:
gleichen NennmalRes bzw. | 0,03 um
von NennmaRdifferenzen | (nur fur die NennmaRe
bis 10 um 1,005 mm und
Messung der Abweichun- | 1,01 mm)
gen fo und fu vom Mitten- | sonst
maR durch 5-Punkte- 0,05 um
Unterschiedsmessung
Stufenhohe 0mm bis 25 mm | QM-APA 8.5.1.001.019: Fir die Stufenhdhe: Die Sicherstellung des
Stufennormale, 2021-11 0,10 um Anschubes der End-
bestehend aus einer Option 1: mafRe auf der Grund-
planparallelen Die Stufenhdhe 4 wird aus platte erfolgt durch
Grundplatte mit der Differenz von interferentielle
angeschobenen Einzelmessungen fir die Messung der
Parallelendmalen aus MittenmaRe ermittelt. Parallelitat der
Wolframkarbid nach Option 2: Stufe(n) bezogen auf
DIN EN SO 3650:1999 Die Stufenhéhe A wird die Grundplatte
durch Direktmessung
mittels Laserlanghub-
Taster SIOS LM 20 gegen
die Bezugsebene ermittelt.
EndmalRmessgerate 0,5 mm bis 100 mm | DKD-R 4-1:2018 0,03 um + 0,002 - D D <10 um, nominale
Langendifferenz
Giiltig ab: 17.04.2025

Ausstellungsdatum: 17.04.2025
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Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Blgelmessschrauben bis 300 mm 3um+10-10°-/ [ = gemessene Linge
>300mm bis 1000 mm | YP'/VDE/DGQ 2618 5um+10- 105/
Blatt 10.1:2001
Messuhren mit bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-/ tiber 30 mm nur
Skalenanzeige Blatt 11.1:2021 in waagerechter
Lage
Feinzeiger bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,6 um
Blatt 11.2:2002
Fuhlhebelmessgerate bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8 um
Blatt 11.3:2002
Messuhren mit bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-/ Giber 30 mm nur
Ziffernanzeige Blatt 11.4:2020 in waagerechter
Lage
Lehrdorne 0,5 mm bis 500 mm 2um+2-10°%-d d = gemessener
Durchmesser VDI/VDE/DGQ 2618 Durchmesser
Blatt 4.1:2006
Einstellringe 2 mm bis 250 mm Option 3 und 4
Durchmesser
Planglaser- und plan- @ 10 mm bis @ 200 mm [ = gemessene Lange
parallele Priifglaser mit EndmaRkom-
Linge 0,5 mm bis 100 mm | QM-APA 8.5.1.002.013 0,1 um+0,6-106.7 | Perator
Parallelitats- bis 5um \2/020|_97h 0,05 um Parallelitditsmessung
abweichung ergleichsmessung nur bis @ 80 mm
Ebenheitsabweichung bis 5 um | QM-APA 8.5.1.002.010 0,03 um

2020-07
interferometrisch

planparallele Langen-
normale, die nicht

7 x7) mm?2 bis

(75 x 75) mm?

DIN EN ISO 3650:1999 @ 8 mm bis @ 100 mm
entsprechen
Lange 0,5 mm bis 100 mm
Parallelitats- bis 5um
abweichung

QM-APA 8.5.1.002.013
2020-07
Vergleichsmessung

0,1um+0,5-10%-]

0,05 um

[ = gemessene Lange
mit Endmafkom-
perator

Parallelitatsmessung
nur bis @ 80 mm

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und

Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Lange
EndmaBmessgerite 0,5mm bis 100 mm | DKD-R 4-1:2018 0,03 um + 0,002 - D D <10 um, nominale

Langendifferenz

Verwendete Abkiirzungen:

cMC

Glltig ab:

17.04.2025

Ausstellungsdatum: 17.04.2025

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
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DGQ Deutsche Gesellschaft flir Qualitat e.V.

DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

DKD Deutscher Kalibrierdienst

DKD-R  Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt

EN Europaische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fir Normung
QM-APA Hausverfahren der Kolb & Baumann GmbH & Co. KG
VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Gultig ab: 17.04.2025

Ausstellungsdatum: 17.04.2025 Seite 5von 5
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